SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Oprogramowanie statystyczne (licencja roczna) dla Wydzialu Pedagogicznego

Cecha wymagane parametry parametry
oferowanego
oprogramowania

klasa produktu Oprogramowanie statystyczne Nazwa/wersja

oprogramowania:

Cechy produktu

Cechy uzytkowe oprogramowania:

- z oprogramowania mogg korzystac (przez okres od 1
listopada 2017 r. do 31 pazdziernika 2018 r.) do celéw
edukacyjnych i badawczych wszyscy pracownicy i studenci
Woydziatu Pedagogicznego Akademii Jana Dtugosza;

- mozliwos¢ instalacji oraz korzystania z oprogramowania na
domowych komputerach pracownikéw oraz studentow
Wydziatu Pedagogicznego Akademii Jana Dtugosza;

- polskojezyczne srodowisko pracy w programie;

- uaktualnienia do nowych wersji w czasie obowigzywania
umowy (bez dodatkowych optat);

- uzytkownicy majg prawo do pomocy technicznej bez
whnoszenia dodatkowych optat (pomoc techniczna jest
Swiadczona za posrednictwem poczty elektronicznej i
telefonicznie w godzinach pracy biura Dostawcy);

- mozliwos¢ instalacji zaréwno sieciowo, jak i na
pojedynczych stanowiskach.

Srodowisko pracy z programem i korzystanie z zewnetrznych
danych

- Dane mogg by¢ sktadowane w arkuszu danych
umozliwiajgcym interakcyjne wprowadzanie
i przeksztatcanie danych (sortowanie, transformacje
zmiennych, utéz w sterte/rozrzu¢ po zmiennych) oraz
import i eksport danych (m.in. z plikéw Excel i plikdw
tekstowych).

- Oprogramowanie ma mozliwosé tgczenia z bazami danych
przez OLE DB.

- Woczytywanie i zapis danych w formacie Excel (w wersji
2003 .xls, 2007 xIsx oraz 2010 xlsx), tekstowym, html.

- Woczytywanie i zapis plikdw danych w formatach:
STATISTICA, SPSS, SAS, JMP, Minitab.

- Oprogramowanie zawiera wbudowany, zgodny ze
standardami jezyk programowania Visual Basic, ktory
umozliwia dostep programowy do funkcji programu,
programowanie wtasnych procedur analitycznych (w tym
weztéw analizy wykorzystywanych w przestrzeni roboczej
data mining) oraz automatyzacje prac.

- Dostep do aplikacji poprzez interfejs COM.

- Oprogramowanie dziata na stanowisku komputerowym pod
kontrolg systemu operacyjnego Windows Vista/7/8/10 i ich
odpowiednikach serwerowych.

- Mozliwos¢ instalacji wersji dedykowanej pod 32- lub 64-
bitowy system Windows.

Zarzadzanie wynikami:

- Oprogramowanie zapewnia mozliwos¢ tworzenia raportéw

Parametry:
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z analizy, z mozliwoscia zapisania w formacie PDF.

- Przesytanie wynikéw (tabel, wykreséw) do dokumentéw
edytora tekstowego (np. MsWord).

- Mozliwos¢ ustawienia wynikowych tabel jako dane
wejsciowe dla kolejnych analiz.

- Raport otrzymywany przy pomocy oprogramowania
przypomina dokument edytora tekstu, a poszczegdlne
obiekty (np. wykresy, arkusze, arkusz czy wykres MS Excel)
umieszczane sg w nim kolejno, jeden za drugim. Wszystkie
raporty mogg by¢ zapisywane nie tylko we wtasnym
formacie oprogramowania, ale takze w postaci plikdw RTF,
HTML.

- Oprogramowanie pozwala na zapis wszystkich
dokumentoéw (arkuszy danych i wynikéw, raporty) w postaci
plikdw HTML, gotowych do opublikowania w Internecie lub
Intranecie.

- Mozliwos$¢ aktualizacji wykreséw utworzonych po ich
wstawieniu do dokumentu edytora tekstowego (tzn.
wykresy moga by¢ wstawiane jako obiekty OLE).

- Mozliwos¢ aktualizacji utworzonych wykreséw po zmianie
danych zrédtowych automatycznie lub recznie przez
uzytkownika (nie dotyczy map).

- Mozliwos¢ edycji wykresow po ich utworzeniu.

Informacje dodatkowe

Funkcjonalnos¢ oprogramowania:

Oprogramowanie udostepnia w jednym srodowisku uzytkownika
nastepujace funkcje analityczne:

e  Statystyki podstawowe i tabele

. Mozliwos$¢ wykonywania analiz w grupach

e Wykresy: histogramy, wykresy rozrzutu, wykres workowy,
wykresy Srednia i btedy, wykresy ramka-wasy, wykres
sktadowych zmiennosci, wykresy zakresu, wykres rozrzutu z
btedem, obrazkowe wykresy rozrzutu, wykresy rozrzutu z
rysunkami, wykresy rozrzutu z histogramami, wykresy
normalnosci, wykresy kwantyl-kwantyl, wykresy
prawdopodobienstwo-prawdopodobienstwo, wykresy
stupkowe/kolumnowe, wykresy liniowe, wykresy
sekwencyjne/naktadane, wykresy kotowe, wykresy
brakujgcych danych i spoza zakresu, histogramy dwéch
zmiennych, wykresy powierzchniowe, wykresy
warstwicowe, wykresy waflowe, wykresy tréjkatne,
skategoryzowane wykresy XYZ, skategoryzowane wykresy
tréjkatne, wykresy macierzowe, wykresy obrazkowe,
wykresy XYZ 3W, wykresy tréjkatne 3W

e  Dopasowanie rozktadéw

e  Regresja wieloraka

e  Analiza wariancji (ANOVA)

e  Statystyki nieparametryczne

e  0Ogdlne modele liniowe

e  Uogodlnione modele liniowe i nieliniowe

e  Ogdblne modele regresji

e  Modele czagstkowych najmniejszych kwadratéw

o Komponenty wariancyjne

e  Analiza przezycia

. Estymacja nieliniowa

o Linearyzowana regresja nieliniowa

e Analiza log-liniowa tabel licznosci

e  Szeregi czasowe i prognozowanie

e  Modelowanie réwnan strukturalnych

e  Analiza skupien

e Analiza czynnikowa
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Sktadowe gtowne i klasyfikacja

Algorytm NIPALS dla analizy sktadowych gtéwnych i metody
czastkowych najmniejszych kwadratow

Analiza kanoniczna

Analiza rzetelnosci i pozycji

Drzewa klasyfikacyjne

Analiza korespondencji

Skalowanie wielowymiarowe

Analiza dyskryminacyjna

Ogdlne modele analizy dyskryminacyjnej

Analiza mocy testow

Sieci neuronowe

Dobér i eliminacja zmiennych (dla duzych zbioréw danych)
Analiza koszykowa

Interakcyjne drazenie danych

Analiza skupien uogolniong metodg EM i k-srednich
Uogdlnione modele addytywne (GAM)

Ogdlne modele drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych
(GTrees)

Ogdlne modele CHAID (Chi-square Automatic Interaction
Detection)

Interakcyjne drzewa klasyfikacyjna i regresyjne
Wzmacniane drzewa klasyfikacyjne i regresyjne (Boosted
Rrees)

Multivariate Adaptive Regression Splines (MAR Splines)
Obliczanie dobroci dopasowania

Szybkie wdrazanie modeli predykcyjnych

Naiwny klasyfikator Bayesa

Support Vector Machines

Metoda k-najblizszych sasiadow

taczenie grup (klas) z wykorzystaniem algorytmu CHAID
ICA (Independent Component Analysis)

Losowy las (Random Forests)

Standardowe karty kontrolne: karta X sredniego i R, karta X
Sredniego i S, karta pojedynczych obserwacji i ruchomego
rozstepu (I/MR), karta sum skumulowanych (CUSUM), karta
sredniej ruchomej (MA), karta wyktadniczo wazonej $redniej
ruchomej (EWMA), karty dla pomiaréw alternatywnych (C,
U, Np, P), karta Pareto, karty wielowymiarowe, karty
wielotorowe

Interaktywne zaznaczanie i etykietowanie punktow
Przypisywanie przyczyn i dziatan

Elastyczny, dostosowywalny system alarmowania

Praca inzyniera i operatora; zabezpieczanie hastem

Karty krotkich serii

Karty wieloZzrodtowe (zgrupowane i zgrupowane krétkich
serii)

Wskazniki zdolnosci, wykonania i linie kontrolne dla
rozktadéw innych niz normalny

Karty kontrolne w czasie rzeczywistym; zewnetrzne zrédta
danych

Wielowymiarowe karty kontrolne Kart TA2 Hotellinga
Wielowymiarowe karty kontrolne Wielozrédtowych
(zgrupowanych) kart TA2 Hotellinga

Wielowymiarowe karty kontrolne wyktadniczo wazonej
$redniej ruchomej (MEWMA)

Wielowymiarowe karty sum skumulowanych (MCUSUM)
Karta uogdlnionej wariancji

Analiza zdolnosci procesu: wskazniki zdolnosci proceséw
(np. Cp, Cr, Cpk, Cpl, Cpu, K, Cpm, Pp, Pr, Ppk, Ppl, Ppu i
inne),

Plany badania i analiza powtarzalnosci i odtwarzalnosci
pomiarow (R&R)
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Analiza Weibulla

Analiza doswiadczenia: Ogoélne mozliwosci

Analiza resztowa i przeksztatcenia

Optymalizacja pojedynczej lub wielu wielkosci wyjsciowych:
Standardowe plany frakcyjne dwuwartosciowe 2(k-p)

Plany frakcyjne 2(k-p) o najmniejszej aberracji i
maksymalnym nieuwiktaniu

Plany eliminacyjne (Placketta-Burmana)

Plany frakcyjne tréjwartosciowe typu 3(k-p) z podziatem na
bloki oraz plany Boxa-Behnkena

Plany centralne kompozycyjne (powierzchnia odpowiedzi)
Plany kwadratow tacinskich

Doswiadczenia wg metody Taguchi

Plany dla mieszanin i powierzchni o podstawie tréjkatnej
Plany dla ograniczonych powierzchni i mieszanin

Plany D i A-optymalne

Funkcjonalno$é text mining

Analiza dokumentéw zapisanych w formacie MS Word
Zliczanie wystgpien stow

Rdézne miary czestosci wystepowania stow : prosta czestosc,
czestos¢ binarna (ang. binary frequency), odwrotna czestosc
dokumentowa (ang. inverse document frequency), czestos¢
logarytmiczna

Mozliwos¢ okreslania wtasnej stop-listy

Mozliwos¢ okreslania synonimow

Wykonywanie rozktadu wedtug wartosci osobliwych (ang.
singular value decomposition) dla miar czestosci
wystepowania stow w zbiorze dokumentow

Analiza podstawowych przyczyn

Optymalizacja wielkosci wyjSciowych

Ogdlna optymalizacja

Wdrazanie modelu MSPC

Analiza sktadowych gtéwnych (PCA)

Czastkowe najmniejsze kwadraty (PLS)

Wielokierunkowe czgstkowe najmniejsze kwadraty wg partii
(BMPLS)

Wielokierunkowa analiza sktadowych gtéwnych wedtug
czasu (TMPCA)

Wielokierunkowe czastkowe najmniejsze kwadraty wg czasu
(TMPLS)

Wykrywanie regut asocjacji

Analiza sekwencji

Analiza skojarzen

Wykresy zmiennosci,

Wykresy wielokrotne, pozwalajace bezposrednio
poréwnywac wiele zmiennych zaleznych,

Komponenty wariancyjne z przedziatami ufnosci,

Elastyczne operowanie wieloma zmiennymi zaleznymi:
jednoczesne analizowanie wielu zmiennych wg tego samego
lub réznych plandw,

Wykresy komponentéw wariancyjnych

Tabele raportujgce

Analiza conjoint

Metoda ocen poréwnawczych Thurstone'a

Analiza PROFIT

Uogdlniona metoda sktadowych gtéwnych

Porzgdkowanie liniowe

Krzywe ROC

Miary powigzania/efektow dla tabel 2x2

Wspdtczynniki zgodnosci sedziow

Analiza koncentracji
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Aglomeracja z punktem odciecia
Standaryzowane miary efektu
CATANOVA

Indeks KMO oraz Test sferycznosci Bartletta
Wykres stupkowy (kolorowe stupki)
Kalkulator liczebnosci préby
Definiowanie regut poprawnosci danych
Analiza brakujgcych danych
Przekodowanie na zmienne sztuczne
Wazenie wienicowe przypadkow
Propensity score matching

Szybkie rekodowanie

Przeksztatcenia zmiennych

Zliczanie wystapien

Porzadkuj zmienne wielokrotnych odpowiedzi
Podsumowanie skali pozycyjnej
Podsumowanie skali rangowej

Wykres dyferencjatu semantycznego
Woykres dla skali Stapela

Rzetelnos¢ skali

Wykres sekwencyjny

Wykres radarowy

Wykres mozaikowy

Wykres kotowy (SPie plot)

Licencja

Licencja Akademicka typu Site License — roczna
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http://www.statsoft.pl/products/statistica-plus.html#s20
http://www.statsoft.pl/products/statistica-plus.html#s28
http://www.statsoft.pl/products/statistica-plus.html#s8
http://www.statsoft.pl/products/statistica-plus.html#s8

